Formation MEB en Science des Matériaux
MEB-Cro - IPCMS - ICPEES - Strasbourg

mer. 15 mai 24 jeu. 16 mai 24 ven. 17 mai 24
Salle 74 Salle 74 Salle 74
08:30 08:30 08:30 | Quelques mots sur la Microanalyse
X
T. Ferte
09:00 Interaction électrons-matiére, 09:00 Détection et détecteurs. 09:00
T. Ferte T. Dintzer TP4 :
Attentes spécifiques et reprise points
10:00 | Source, colonne, balayage, forma- 10:00 particuliers, échantillons partici-
tion de l'image. pants.
T. Romero MEB Tescan, Jeol et Zeiss
11:00 10:15
TP 2:
Préparation des échantillons. T. Contrastes topographiques et chim- 11:00
Romero iques,
Exploration les parametres du MEB
12:00 Tescan 12:00
Repas, Café Fin journée
12:30
13:30 Repas, Café RS S [PEEE
selon disponibilité
) . Ve . 14:00 Autour du vide...
TD1: Prepar:]aglr?tgéieechantlllons, V. Speisser
14:30
Conditions expérimentales et inter-
prétation des images
C. Leuvrey
1500 [ Palse
15:30 16:00
TP 1: Prise en main. ‘ TP3: )
Préparation simple, obtenir une im- De l'image de base a la haute réso-
age. lution.
Exploration des parameétres du MEB )
17:00 in de iourné Zeiss
Fin de journée M EB - C Ro
18:00 Fin de journée
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